	Ecole d'été 2 au 6 Juillet 2012 -    Microscopie Electronique à Balayage (MEB) et Microanalyses


	Horaire
	DIMANCHE
	LUNDI
	MARDI
	MERCREDI
	JEUDI
	VENDREDI

	08h30 – 09h10
	
	Discours d’accueil,
Informations générales
	Les détecteurs d’e-
F. Charlot
	Analyse d’échantillons stratifiés

F. Robaut
	EBSD : technologie et analyse

F. Brisset 
	Contrôle et maintenance du MEB et du syst. EDS

C. Gendarme

	09h15 – 09h55
	
	Interactions électron-matière
P. Jonnard
	Formation et optimisation d'image 
A. Jadin
	MEB à pression contrôlée

C. Mathieu
	Cathodoluminescence , … 
B. Sieber
	TD au choix

	10h00 – 10h40
	
	Emissions électronique et photonique

P. Jonnard
	Technologie EDS et traitement des spectres 
L. Maniguet
	Imagerie et microanalyse à basse tension

D. Boivin
	Applications aux échantillons biologiques

Jean-Pierre Lechaire
	

	10h40 – 11h10
	
	Pause
	Pause
	Pause
	Pause
	Pause

	11h15 – 11h55
	
	Les canons à électrons

J. Ruste 
	Technologie WDS et traitement des spectres G. Wille
	Fiabilité de l’analyse X

P. Noyrez
	Microscopie double colonne MEB-FIB

D. Troadec
	TD au choix

	12h00 – 12h40

	
	Les colonnes électroniques

F. Charlot
	Analyse X quantitative

J. Ruste 
	Analyse d’im., trait. des données 3D 
M. Cantoni
	Essais in-situ

R. Chiron
	

	12h45 – 14h15
	
	Repas
	Repas
	Repas
	Repas
	Repas

	14h15 – 15h45
	Accueil
	TDNiv1 MEB instrument
D. Boivin, F.Beclin
TDNiv2 
mebPC - L.K - C.M.
	TDNiv1 MEB image

F.Charlot, R.Martin

TDNiv2 
WDS - J.R. et G.W.
	Sortie culturelle
	TDNiv1 EDS

J.Ruste, C.Gendarme (+FB)
TDNiv2

mebFEG - C.B. AJ et FB
	Normalisation et qualité en MEB et analyses
Jean-Louis Longuet

	
	
	
	
	
	
	Remise de l’ouvrage
l’attest. de présence

	15h45 – 16h30
	
	Pause
	Pause
	
	Pause
	Clôture de l’école

	16h30 – 18h00


	
	TDNiv1 MEB-inst.
D.B. et F.Be.

TDNiv2
FIB - F.R. et D.T.
	TDNiv1 MEB image F.C. et R.M.
TDNiv2
EDS - D.B. et P.N.
	
	TDNiv1 EDS
J.R. et C.G.
TDNiv2
EBSD - F.B. et lab.
	

	18h00 – 19h00
	
	Démonstrations
constructeurs sur les instruments
	Démonstrations
constructeurs sur les instruments
	
	Démonstrations
constructeurs sur les instruments
	

	19h00 – 20h30
	Buffet d’accueil
	Accueil mairie puis

soirée libre
	
	Banquet
	Soirée en commun 19h30 – 
	

	20h30 – 22h00
	Accueil
	
	Soirée libre
	
	
	


TD 2 : MEB-FEG, MEB-PC, EDS, WDS, EBSD, FIB
TD au choix 2006 : analyse d'images, AFM, cartographie EDS, cathodoluminescence ,EBSD, échantillons isolants, EDS sur MEB-PC, MEB-PC, essais mécaniques in-situ, FIB, lithographie, MEB-STEM, introduction au  MET, préparation d’échantillon, métallisation, microfluorescence X, spectrométrie Raman, simulation Monte-Carlo, stéréographie 3D, analyse d’échantillons stratifiés, WDS éléments légers. 
